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Résumé :
Ce premier tome est une introduction pragmatique à la compatibilité électromagnétique (CEM). Il a pour objectif d'exposer les origines, de chiffrer les six modes de couplage et de décrire les effets des parasites sur les électroniques. Il présente la méthode d'analyse de tout problème d'électromagnétique et donne les ordres de grandeur essentiels. Le lecteur découvrira que les parasites ne sont pas si compliqués.




